Belec Compact Port HLC
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OPTO-ELEKTRONIK

SPEKTROMETRIE




fis
YEN!

Simdiye kadar bilyiik laboratuvar
spektrometreleri ile miimkiin olan
analizler Belec miihendisleri tarafindan
gelistirilen benzersiz mobil hibrid
spektrometre - Belec Compact Port HLC
— ile gerceklestirilebilmektedir.

Benzersiz hareket kabiliyetini yiiksek
hassaslikta dl¢iimler ile birlikte
sunabilen mobil hibrit spektrometrede
spektral 6l¢im alani yiiksek kalitede
dijital sensorlerle (CCD) ile donatmistir.

Spektrometrede mevcut fototiipler ise
ozellikle karbon gibi elementler icin
miikemmel kesinlikte bir performans
ve diisiik dedeksiyon limitleri
sunmaktadr.

—“Fototiipler (CD sensorlerle Tiiriiniin en k[jg[jk arnegi

buluguyor”
Yiiksek kalite, kolay kullanim ve esnek
— Taginabilir metal analiz icin kabul uygulama alanlan Belec Compart
efjiler? enson teknolojinin benzersiz Port HLC'yi kalite tespitinde giivenilir
birlesimi bir analiz cihazi apmaktadir.

~Tamamiyla ozellegtirilmis OES giic ister iretim alanlarinda, ister
spektrumundan yararlanin santiyelerde ya da geri doniisiim
tesislerinde kullanilsin bir
uygulamadan baska bir uygulamaya
gecilmesi kendi isisini sabitleyebilir
ozellikteki Belec Comapct Port HLC iin
problem degildir.

—Tagima arabasi sayesinde ayni anda
hem sabit ve hem de tasinabilirdir.

— Tasima arabasi 6rnek hazirlama
icin bileme makinesi,yazici vb. gibi

gerekli aksesuarlar icin saklama alan
sunmaktadir.

— Agirligr ve boyutu idealdir.

— Bataryali kullanimi miimkiindiir
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Giivenli, Hizli ve Hassas

Birkag saniye icerisinde metallerde
70 elemente kadar tespit ve analiz
yapabilme

Dogru numune hazirligi ile neredeyse
her analizi yapabilme.

— Argon UV probu ile Fosfor ve Siilfir
analizi

— Duplex ¢eliklerde Nitrojen analizi

— Hava (Air) probu ile hizli kangim
kontrolii

— Tel, boru ve kiiciik parcalarin Belec
adaptorleri ile analizi
Daha fazla esneklik:

Belec Prob Baglayici

Birbirine kolayca doniistiiriilebilen
¢ tip prob.

Prob degisiminde ilgili prob kablosunu
cihazda mevcut sokete takilmasi
yeterlidir.

— Ergonomik yakma problari

— Giinliik ve diizenli kullanim icin
tasarlanmistir

— 8* metre uzunluga kadar esnek
fiber optic

Prob Tablosu Argon Probe UV Probe (N*) Air Probe
Canalizi yapabilen Argon iiflemeli prob o -
P, S, N*- analizi yapabilen Argon iiflemeli prob -

prob baglanti sistemi )

hizli (mix-up) kontrol

coklu fiber kuartz optikler, 3m'den 8m*'ye kadar

tiip, kablo ve kiiiik parcalar icin adaptorler

tahribatsiz malzeme testi
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Belec Compact Port
Metal Analizi icin Mobil Spektrometre

Teknik Bilgi

Optikler

— Paschen-Runge montajinda cift spektrometre 6GSO
(6. Nesil Spektrometre Optik Sistemi)

— 300 mm odak uzakligi

— 190-410 nm kullanilabilinir dalga boyu

— 3600 satir/mm Zeiss-Grating

— sagihim ¢oziiniirligii ilk dizide 0.9 nm/mm

— sok direnci

— yiiksek ve diisiik alagimli celiklerde miikemmel karbon analiz igin
yiiksek hizli fotomultiplikatorler (PMT)

— dedektdrlerdeki sicakhdi sabitleyen sistem (ABD lisansli)

— dahili giiriilti dengeleyici

Belec Compact Port HLC
(Hybrid Low Carbon / Hibrit Diisiik Karbon)

Maksimum hareket kabiliyeti ile miikemmel Karbon
analizi icin Diinyada tek; taginabilir tip hibrit
Spektormetre, 6. Jenerasyon Belec Compact Port HLC

Yakma Problan

— Argon iiflemeli yakma problan

— Cdahil olmak iizere tam analiz icin argon prob standarti

— C,PSve N* dahil olmak iizere tam analiz icin argon prob UV'si

— prob iizerinden cihazdan bagimsiz argon akig kontrolii

— bekleme sirasinda dakikada 0.1 L ve analiz sirasinda dakikada 2.0 L
argon akigi

— disiik asinimli tungsten elektrotu

— hizlrkontrol icin ark probu

— ark probu i¢in giimdis elektrot, opsiyonel bakir elektrot

— hafif ve darbeye dayanikli plastik prob yapisi

— elle kolay kontrol edilebilen baglama ve bitirme diigmeleri

— mix-up tanimlama sinyali: ‘tekrar’ ve ‘iptal’ icin grsel ekran, onay
butonuna basilana kadar bloke edilmig baglama butonu

— ¢oklu fiber optik kablo, 3 m'den 8 m'ye kadar

— prob baglanti sistemi

— kablo, tiip ve kiiiik parcalar gibi farkli ornekleme tiirleri icin
adaptorler

— istege bagli dzellestirilmis adaptorler

Kaynak

— 400 Hz frekansa kadar ¢ikabilen cihaz kaynak
jeneratori

— tek kutuplu desarj

— 6n yakma ve yakma iin secilebilir ayr yakma
parametreleri

— cihaz kaynag spektrometre yazilimi ile dijital olarak
kontrol edilebilir

— gii¢ desarj programi yazilim ile dijital olarak kontrol
edilebilir

— opsiyonel ark(air) proba sahiptir

— 20 KV yakma voltaji

www.belec.de

Elektronik

— 0.1 °Chassasiyetinde

— her dedektor icin ayri AD doniistiiriicii, yiiksek
hizli USB portu ile birlestirildiginde ¢ok kanall
monte

— entegre giriilti dengeleyici

— entegre arkaplan dengeleyici

— (esitli bazlarda konfigiire edilebilir sinirsiz
sayida dl¢iim kanali

— PMT sektor - sabitlestirilmis yiiksek voltaj,
sabitlegtirilmis analog amplifikator, her kanal
icin A-D donistiriicii

Boyutlar

— Genislik 16.5 in. (420 mm)
— Yiikseklik 7.9in.(200 mm)
— Derinlik 19.3in.(490 mm)
Agirlik

— analiz linitesi 37.51bs.(17,00 kg
— UV Argon Probu 3.91bs. (1,75 kg

)
)
— Standart argon probu 2.9 1bs. (1,30kg)
— Hava Probu 1.8 Ibs. (0,80 kg)
Gii¢ Kaynad

— 230V/50 Hz veya 110 V/60 Hz

— bekleme modunda 100 W

— analiz sirasinda 600 W

Bilgisayar Donanimi

— entegre endiistriyel bilgisayar sistemi

— Intel® ATOM® tek cekirdekli N270 (1.6 GHz)
islemci

— 2GB DDR2 SD RAM

— 2.5"Solid-State-Drive (SSD) 120 GB asgari

— VGA gikish Onboard Intel® graphic 945 express

— 10.4"TFT renkli ekran

— dokunmatik ekran

— kapakli 6zel toz ve nem korumali klavye

— ports USB 2.0 port

— RJ45 ethernet arayiizii
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Kolayca belgelenebilir

stirekli glincellemesi

Anabyze
o S
| igh atioy croSip
15| .
— High alloy Cr>5% hamoals
.m

Sk =l H BHBEE

Belec WIN 21 alaniz be kalite
control programi

Yazilim

— secmeli isletim sistemi 6rn: MS windows 7

— uzaktan erisim sistemi (RSS)

— her degerlendirmenin analiz degerlerinin
gosterilmesi

— miisteri talebine gore bircok analiz programi

— her program icin bagimsiz analiz parametreleri

— otomatik program bulma (APF)*

— yazihm diizletme faktorlerine sahiptir.

— standart tiplerde otomatik diizeltme

— pek cok programlarda kolay ve simultane
rekalibrasyon (BGR)

— referans 6lcii ile karsilastirma yaparak kangim
kontrolii

— kalite (Grade) kontrolii

— tip kalibrasyonu ve tip 6l¢imi

— her l¢im programinda ve her ozel element icin
ilgili agirlik yiizdelerinin hata ve sapma paylari
yazilim tarafindan ayarlanabilir

— secilen dl¢limlemelerden ortalama ve standart
sapmalar yazilim tarafindan hesaplanabilir

— secilen kalibrasyon egrisine gore limit
asildigindan hata sinyali verir

— diizenli kalibrasyon hatirlanmasi

— kalite taniminin ya da malzeme adinin otomatik
gosterilmesi

— yazilim100.000 kalite ve iistiinii depolaya-bilir
yapidadir. (Bu 6zellik bilgisayarin veri tabani
kapasitesi ile sinirlidir.)

— monitdr iizerinde metin boyutu ayarlama
secenedi vardir

— protokol depolama dzelligi

— analiz sonrasi raporlari yazdirma, arsivieme
ozelligi

— grafiksel sunumlarla cesitli istatistik ozelligi

— Otomatik profil sistemi (donanima bagli olarak)
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